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De Europziske Fallesskabers Tidende

16. 6. 81

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 25. maj 1981

om fastsldelse af, at indfersel af apparatet »JEOL-Electron Microscope, model
JEM-200 CX« ikke kan ske med fritagelse for told efter den felles toldtarif

(81/415/EQF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPZAISKE
FALLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europziske skonomiske Fallesskab,

under henvisning til Radets forordning (EQF) nr.
1798/75 af 10. juli 1975 om fritagelse for told efter
den falles toldtarif ved indfersel af uddannelsesmaes-
sigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale (!), @ndret
ved forordning (EQF) nr. 1027/79 (3),

under henvisning til Kommissionens forordning
(EQF) nr. 2784/79 af 12. december 1979 om fastsat-
telse af gennemferelsesbestemmelserne til forordning
(EQF) nr. 1798/75 (3), serlig artikel 7, og

ud fra felgende betragtninger:

Belgien har i skrivelse af 17. november 1980 anmodet
Kommissionen om at indlede den i artikel 7 i forord-
ning (EDF) nr. 2784/79 fastsatte procedure for at af-
gere om apparatet »JEOL-Electron Microscope, model
JEM-200 CX-«, bestemt til forskning i forbindelse med
mikrostrukturel undersegelse af transformationer og
deformationer af metalliske materialer, serlig bestem-
melse af kornstrukturen efter deformation, begyndel-
sen til metaltrethed, fasegrenseforskydninger, »in-
tense shear bandse, stils anlebningsstruktur, adhasion
af udskilte stoffer efter deformation, skal anses som et
videnskabeligt apparat, samt i bekraftende fald, om
der for tiden i Fellesskabet fremstilles apparater af til-
svarende videnskabelig verdi;

i overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, i forordning
(EQF) nr. 2784/79 er en ekspertgruppe, sammensat af
representanter fra alle medlemsstaterne, tradt sammen
i Toldfritagelsesudvalget den 28. april 1981 for at un-
dersege sagen ;

(1) EFT nr. L 184 af 15. 7. 1975, s. 1.
(?) EFT nr. L 134 af 31. 5. 1979, 5. 1.
() EFT nr. L 318 af 13. 12. 1979, s. 32.

det fremgar af denne undersogelse, at det drejer sig
om et elektronmikroskop ; \

pé grund af dets objektive tekniske kendetegn, sisom
dets meget haje oplesningsevne pa mikroanalyseomra-
det samt det formal, hvortil det skal anvendes, er dette
apparat serligt egnet til videnskabelig forskning ; appa-
rater af denne art anvendes i gvrigt iser til videnskabe-
lige formal ; det ber derfor anses for at vare et viden-
skabeligt apparat ;

ifelge oplysninger fra medlemsstaterne fremstilles der
dog for tiden i Fallesskabet apparater af tilsvarende
videnskabelig verdi og med samme anvendelsesformal
som nzvnte apparat; det gelder for apparatet »EM
400« fremstillet af Philips Nederland B.V, Boschdijk
525, Eindhoven/Nederland —

VEDTAGET FOLGENDE BESLUTNING :

Artikel ]

Indfarsel af apparatet »JEOL-Electron Microscope,
model JEM-200 CX«, der er omhandlet i Belgiens
anmodning af 17. november 1980, kan ikke ske med
fritagelse for told efter den felles toldtarif.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udferdiget i Bruxelles, den 25. maj 1981.

Pd Kommissionens vegne
Karl-Heinz NARJES

Medlem af Kommissionen



